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摘要(译)

公开了一种用于在超声扫描中单独改变扫描线在至少两个维度上的取向
的系统和方法。在一个实施例中，本发明包括一种用于产生三维超声体
积扫描的系统，包括具有以多个维度排列的元件的换能器探头和能够产
生明显从该地理位置以外的位置发出的扫描线的系统控制器。换能器探
头的中心。
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